


















































专利名称(译) 超声波诊断装置及超声波诊断方法

公开(公告)号 CN1517074A 公开(公告)日 2004-08-04

申请号 CN200410001984.1 申请日 2004-01-16

申请(专利权)人(译) 松下电器产业株式会社

当前申请(专利权)人(译) 松下电器产业株式会社

[标]发明人 余田贞人

发明人 余田贞人

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/08 G01S7/52 G01S15/89 G10K11/34 G01B17/00 G01N29/06 G01N29/22

CPC分类号 G01S7/52017 G10K11/341 G01S7/52034 G01S15/8906 A61B8/0858

代理人(译) 胡建新

优先权 2003008749 2003-01-16 JP

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供一种可以避免硬件增加和帧速率降低，同时能得到同等于从
多方向摄影时的断层像的超声波诊断装置(100)。脉冲发生器(12)接收从
控制单元(11)发送的触发信号时，根据该触发信号生成使产生超声波的信
号脉冲，通过放大器(13)输出给振子组(1)。振子组(1)接收从散射体反射
来的超声波回波。缓冲器(17)通过延迟单元(14)及A/D变换器(16)存储所
接收的反射信号。反射角检测单元(18)特定反射角及反射信号的反射强度
模式，加权加法单元(15)根据该反射强度模式执行加权处理。然后，检波
单元(19)进行检波，显示单元(20)进行断层像及反射角的显示。
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